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Zalacznik nr 7
do Zarzadzenia Rektora nr 10/12
z dnia 21 lutego 2012r.

KARTA MODULU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

EiT S | PTS2 ST

Nazwa modutu

Podstawy techniki Swiattowodowej 2

Nazwa modutu w jezyku angielskim

Fundamentals of Optical Fiber Techniques 2

Obowigzuje od roku akademickiego

2012/2013

A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Elektronika i Telekomunikacja

Poziom ksztatcenia

| stopien
(I stopien / Il stopien)

Profil studiow

ogolnoakademicki
(ogdlno akademicki / praktyczny)

Forma i tryb prowadzenia studiow

stacjonarne
(stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalnos¢

Sieci teleinformatyczne

Jednostka prowadzgca modut

Katedra Telekomunikacji Fotoniki i
Nanomateriatow

Koordynator modutu

dr inz. Tomasz Kaczmarek

Zatwierdzit:

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku
przedmiotow

kierunkowy
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modutu

obowigzkowy
(obowigzkowy / nieobowigzkowy)

Jezyk prowadzenia zajec

polski

Usytuowanie modutu w planie studiow
- semestr

Semestr V

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

Semestr zimowy
(semestr zimowy / letni)

Wymagania wstepne

Podstawy techniki swiattowodowej 1,
Optoelektronika 1, Optoelektronika 2, Teoria pola
elektromagnetycznego, Podstawy

telekomunikacji
(kody modutéw / nazwy modutéw)

Egzamin nie
(tak / nie)
Liczba punktéw ECTS 2
Forma wykiad ¢éwiczenia laboratorium projekt inne

prowadzenia zajec¢

w semestrze

30
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C. EFEKTY KSZTALCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Celem modutu jest zapoznanie studentow z r6znymi rodzajami $wiattowoddw witdknistych,
pomiarem podstawowych parametréw witokien swiattowodowych, ze sposobami fgczenia

Cel -~ . . o o ,
modutu Swiattowodow, podstawowymi elementami $wiattowodowego toru transmisyjnego, rozktadami
modowymi w planarnych strukturach dielektrycznych
(3-4 linijki)
Symbol _ prol\jvoe{c?;zma odniesierllie do odniesier)ie do
(w/¢/l/p/inne)
Potrafi przygotowaé Swiattowdd do przeprowadzenia
pomiaru oraz wykona¢ pomiar apertury K_U10 T1A UO7
U_01 | numerycznej, pomiar ttumiennosci metodg odciecia || K_U12 T1A U08
oraz pomiar dalekiego rozktadu pola modu K_U13 -
podstawowego w swiattowodzie jednomodowym
Potrafi wykona¢ obserwacje pierwszych czterech
modow liniowo spolaryzowanych w swiattowodzie
skokowym; wykonac sprzezenie lasera K U10
U 02 potprzewodnikowego oraz diody K UL2 T1A UO07
- elektroluminescencyjnej ze swiattowodem K U13 T1A UO08
wielomodowym przy pomocy soczewek -
gradientowych; oszacowac straty wywotane
niewtasciwym ustawieniem swiattowoddéw w zigczce;
Potrafi dokona¢ pomiaru parametrow
propagacyjnych wielomodowego sprzegacza
dwukierunkowego; dokona¢ pomiaru parametréw
propagacyjnych multipleksera z podziatem dtugosci K_U10 T1A UO7
u_03 |fali; dobra¢ domieszke zwiekszajgca i zmniejszajaca || K_U12 T1A U08
wartos¢ wspofczynnika zatamania szkta K_U13 -
kwarcowego; wyznaczy¢ rozktady modowe w
planarnej dielektrycznej strukturze symetrycznej
oraz niesymetrycznej;
K 01 Zdajg sqbie sprawe z negatywnych sk_utkévy K K02 T1A KO2
B promieniowania laserowego na organizmy zywe — -
Tresci ksztatcenia:
1. Tresci ksztalcenia w zakresie wyktadu
Odniesienie
Nr Tresci ksztatcenia do efektéyv
wyktadu ksztatcenia
dla modutu
2. Tresci ksztatcenia w zakresie éwiczen
Odniesienie
N'r za ec Tresci ksztatcenia do efektéyv
¢éwicz. ksztatcenia
dla modutu
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3. Tresci ksztatcenia w zakresie zadan laboratoryjnych

Odniesienie
er zajec Tresci ksztalcenia do efektc’)\_lv
ab. ksztatcenia
dla modutu
1 Przygotowanie widkna, pomiar apertury numerycznej u_01
K 01
2 Pomiar ttumiennosci wtdkna U 01
K 01
3 Swiattowody jednomodowe | U 01
K 01
4 Swiattowody jednomodowe II u_02
K 01
5 Sprzeganie $wiattowodow z pétprzewodnikowymi zrédtami Swiatta u_02
K 01
6 Ztgcza i potgczenia Swiattowoddw U 02
K 01
7 Badanie wielomodowego sprzegacza dwukierunkowego U 03
K 01
8 Badanie multipleksera z podziatem dtugo$ci fali U 03
K 01
9 Domieszkowanie szkiet kwarcowych. Dyspersyjny wzor Sellmeiera. U 03
10 Nieprzyste mody TE w symetrycznych strukturach planarnych U 03
11 Parzyste mody TE w symetrycznych strukturach planarnych U 03
12 Nieparzyste mody TM w symetrycznych strukturach planarnych U 03
13 Parzyste mody TM w symetrycznych strukturach planarnych U 03
14 Mody TE w niesymetrycznej strukturze planarnej U 03
15 Mody TM w niesymetrycznej strukturze planarnej U 03

4. Charakterystyka zadan projektowych
5. Charakterystyka zadan w ramach innych typéw zaje¢ dydaktycznych

Metody sprawdzania efektow ksztalcenia

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztatcenia

efektu (sposob sprawdzenia, w tym dla umiejetnosci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)
U o1 | Sprawozdania z zaje¢ laboratoryjnych nr 1, 2, 3

u_oz Sprawozdania z zaje¢ laboratoryjnych nr 4, 5

U_OS Sprawozdania z zajec¢ laboratoryjnych nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

K_Ol Sprawozdania z zajec¢ laboratoryjnych nr 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8
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D. NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

. L obcigzenie
Rodzaj aktywnosci studenta
1 | Udziat w wyktadach
2 | Udziat w ¢wiczeniach
3 | Udziat w laboratoriach 30
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 1
5 | Udziat w zajeciach projektowych
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 31
akademickiego (suma)
10 | Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 1,24
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow
12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow 6
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow 7
15 | Wykonanie sprawozdan 6
15 | Przygotowanie do kolokwium koricowego z laboratorium
17 | wWykonanie projektu lub dokumentagcji
18 | Przygotowanie do egzaminu
19
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta (Su%g
21 | Liczba punktéw ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach samodzielnej
pracy 0,76
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obcigzenie praca studenta 50
23 Punkty ECTS za modut 2
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 50
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi
25 | Liczba punktéw ECTS, ktorg student uzyskuje w ramach zaje¢ o
charakterze praktycznym 2
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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